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Монокристальный дифракционный комплекс «КОР -2»

Впервые в мире – измерение упругих деформаций кристаллической решётки в монокристаллах и
монокристаллических пластинах в поточной линии при производстве вафферов ( USPatent #7,116,753 October
3, 2006).

Благодаря линзе Кумахова стало возможным исследовать в сходящемся пучке рентгеновских лучей
взаимное угловое положение кристаллографических плоскостей в монокристаллах и рассчитывать
«напряжения» по упругой деформации решётки как в методе для поликристаллов. Пол учая отражения от
плоскостей с двумя одноимёнными индексами, имитируем наклон плоскости дифракции в методе Sin2ψ,
учитывая разные модули упругости по направлениям и разные межплоскостные расстояния для семейств
этих плоскостей, рассчитываем напряжения в монокристалле в нужном направлении.

СОСТАВ ПРИБОРА:
 Двухдуговой гониометр, оснащённый 4 -мя отпаянными линейными позиционно -чувствительными

детекторами и 3-мя рентгеновскими трубками с поликапиллярными линзами, которые установлены
на 6-ти подвижках и 4-мя предметными столиками под разные размеры монокристальных пластин
(до 300 мм в диаметре).

 Два блока питания и регистрации.
 Габаритные размеры: длина – 1000 мм, ширина – 1200 мм, высота – 1000 мм.
 Блоки питания – 600 мм х 300 мм х 480 мм.
 Площадь основания: 1 х 2 м 2.
 Потребляемая электрическая мощность: 300 Вт (220 В, 1,5 А).


